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https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cdx/

玻璃基板的翹曲測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用製品〉超高精度雷射位移感測器

CDX 系列

変位センサ

FPD・PV

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/td1/

薄板材的蛇行控制

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉邊緣測量感測器

TD1 系列

使用透射型邊緣感測器TD1來控制薄板材的
蛇行。
在製造過程中，收卷時的蛇行會導致薄板材
出現起皺或伸展等品質問題。
TD1能夠使用2組以±10μm單位的精確控
制，實現高精度的蛇行控制，從而提高良率
並進行預測性維護。

変位センサ

ゴム・プラスチック

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd22/

卷材的松弛測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉緊湊型雷射位移感測器

CD22 系列

変位センサ

電 機

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd33/

掩模轉移翹曲測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉C-MOS雷射位移感測器

CD33 系列

変位センサ

FPD・PV

使用雷射位移感測器CDX系列測量玻璃基板
的翹曲。
正反射型感測器CDX-L15即使在透明的玻璃
基板上也能以0.01μm的單位進行精確測
量。此外，該感測器的取樣周期最快可達
12.5μs，相比於傳統機型實現了8倍的高速
取樣。

在掩模轉移過程中，為了避免損壞高價值
的掩模，透過測量掩模與吸附機器人的距離
以進行控制。
C-MOS雷射位移感測器CD33提供正反射型
選擇，因此可以對透明掩模進行高精度測
量。可以在不損壞掩模的情況下進行轉移。

測量金屬板卷成卷材的松弛情況，並控制
至最佳張力。
使用雷射位移感測器CD22系列，即使在反
射光量較多的金屬表面，也能進行穩定的測
量。
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https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd33/

透過視窗檢測基板

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉C-MOS雷射位移感測器

CD33 系列

変位センサ

電 機

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/ls/

輸送帶的寬度和翹曲測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉形狀測量感測器

LS 系列

檢測輸送帶的寬度和翹曲情況。
由於輸送帶材質柔軟且需要在運行狀態下進
行測量，這使得接觸式測量變得困難。此
外，常規的位移感測器通常只能進行點測
量，使用多台設備進行測量也可能存在盲
點。
LS系列感測器使用線光進行非接觸式測量，
從而可以準確無誤地進行測量。

変位センサ

ゴム・プラスチック

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd33/

基板的浮動檢測

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉C-MOS雷射位移感測器

CD33 系列

変位センサ

半導体

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd22/

金屬零件的平行度檢查

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉緊湊型雷射位移感測器

CD22 系列

変位センサ

金 属

使用雷射位移感測器 CD33 測量腔室內基板
的翹曲。
由於需要通過視窗進行長距離測量，使用 
CD33 可以測量最遠 400mm 的距離並且在
長距離下也能穩定地進行測量。

使用雷射位移感測器CD33檢測基板的浮動
情況。
受光元件採用C-MOS元件，透過子像素處
理和自動靈敏度切換功能，實現對基板顏色
影響的強抗干擾，提供穩定的檢測結果。

使用小型位移感測器CD22來測量金屬零件
的平行度。
由於零件較小，無法在狹窄空間中安裝三台
感測器，因此需要通過旋轉零件進行測量。
使用小型的CD22感測器可以輕鬆安裝，由
於不需要旋轉設備並且可以立即進行檢測，
因此不僅降低了安裝成本，還有助於提高生
產效率。
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https://www.optex-fa.jp/
products/photo_sensor/
fiber_unit/nf_screen_array/

網狀薄板材的蛇行檢測

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉光纖元件

NF 系列 螢幕/陣列類型

光電センサ

ゴム・プラスチック

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/ls/

直線導軌的翹曲和彎曲量測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉形狀測量感測器

LS 系列

変位センサ

金 属

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd5/

玻璃板的翹曲量測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉高性能多雷射位移感測器

CD5 系列

変位センサ

FPD・PV

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd33/

環形控制

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉C-MOS雷射位移感測器

CD33 系列

変位センサ

ゴム・プラスチック

檢測網狀薄板材在捲繞過程中的蛇行情況。
在薄板材的兩端各安裝一台感測器，當薄板
材向左右任何一側發生蛇行時，系統會進行
檢測。使用的螢幕光纖NF-TZ07具有32mm
的光照寬度，能夠穩定地檢測網狀工件。

使用形狀測量感測器LS-100CN檢測直線導
軌的翹曲和彎曲情況。
傳統的位移感測器需要安裝兩台或改變方向
進行兩次掃描，而LS系列感測器可以同時
測量高度和寬度，因此只需一次測量即可完
成檢測。

使用雷射位移感測器CD33進行薄片材的環
形控制。
長距離感測器CD33-250N□型測量距離可
達400mm，即使在大幅度松弛的線路上也
能進行高精度的環形控制。

使用多台雷射位移感測器CD5-W85來測量
透明玻璃板的翹曲量。CD5-W85配備了透
明物體測量的正反射模式，能夠對玻璃板的
翹曲和厚度進行高精度測量。此外，利用放
大器的運算功能，可以快速簡便地進行多點
測量的運算設定。
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https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/ls/

薄板材的蛇行控制與寬度測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉形狀測量感測器

LS 系列

使用形狀測量感測器LS系列來測量薄板材的
寬度。
在薄板材的右端和左端各安裝一台感測器，
然後通過PLC進行數據運算，這樣可以獲得
蛇行量和寬度。LS系列感測器為反射型，因
此能夠在無法安裝對射型或傳統方法無法安
裝的位置進行測量。

変位センサ

FPD・PV

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd5/

基材薄板材的翹曲量測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉高性能多雷射位移感測器

CD5 系列

在堆疊多層基板的基材薄板材時，測量其翹
曲量並控制以最佳張力進行夾緊。
使用雷射位移感測器CD5-85能夠以1μm的
重複精度進行測量，從而精確控制四角夾緊
時的翹曲量。

変位センサ

電子部品

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd22/

金屬箔兩端浮動測量

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉緊湊型雷射位移感測器

CD22 系列

変位センサ

FPD・PV

https://www.optex-fa.jp/
products/dsp_sensor/cd33/

太陽能電池板的風壓變形測試

 詳しくはこちら 〉〉
〈使用產品〉C-MOS雷射位移感測器

CD33 系列

変位センサ

FPD・PV

使用雷射位移感測器CD22-15□測量銅箔或
鋁箔兩端的浮動情況。
通常，感測器會垂直於移動方向安裝，但如
果浮動方向會產生誤差，可以平行安裝感測
器以避免這些影響。通過最佳化張力，能夠
在兩端不浮動的情況下進行搬運，顯著提高
良率。

在太陽能電池板的風壓測試裝置中，使用
雷射位移感測器CD33-250N□測量施加負
載時的面板變形。
CD33-250N□能夠在最大400mm的距離內
以75μm的重複精度進行測量，實現對面
板變形的長距離準確測量。此外，其低價格
使得裝置成本降低成為可能。
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https://www.optex-fa.jp/
products/vision/cvs1_ra/

能書の有無検出

  詳しくはこちら 〉〉
〈使用製品〉オールインワン画像センサ 色面積タイプ

CVS1-RAシリーズ

能書の有無を検出します。
検出エリアが広いので、能書の位置がばらつい
ても、安定して検出します。

画像センサ

医薬品・化粧品

https://www.optex-fa.jp/
products/photo_sensor/
laser/z_l/

チャンバ内の搬送トレイ検出

  詳しくはこちら 〉〉
〈使用製品〉アンプ内蔵レーザセンサ

Z-Lシリーズ

チャンバ内の搬送トレイを透過型レーザセンサ
ZT-L3000Nで検出します。
レーザ光により小スポットで検出が可能なので、
高精度位置決めが可能です。

光電センサ

半導体

https://www.optex-fa.jp/
products/photo_sensor/bgs/
tof_l/

長距離ウェハ検出

  詳しくはこちら 〉〉
〈使用製品〉長距離レーザBGSセンサ

TOF-Lシリーズ

長距離レーザBGSセンサTOF-Lで、ウェハがロ
ボットハンドに載っているかどうかを検出します。
ウェハの通過高さが高くても低くても、反射型で
0～4.5mと広範囲検出が可能なTOF-Lなら安
定した有無検出が可能です。

光電センサ

半導体

https://www.optex-fa.jp/
products/photo_sensor/bgs/
bgs_zl/

インデックステーブルの樹脂部品有無検出

  詳しくはこちら 〉〉
〈使用製品〉レーザ,標準BGSセンサ

BGS-ZL/BGS-Zシリーズ

樹脂部品の有無を検出します。BGS-Z10Nな
ら色変化に強いので、樹脂部品の色が様々で
も安定した検出が可能です。

光電センサ

機 械

也可以存取產品資訊

FPD・PV

食品•包裝

飲料

機械

金屬

半導體

電子零件

電機

醫藥品•化妝品

汽車

物流•搬送
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